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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE 

PRÉSENTATION DU SUJET 

BASCULE ASTABLE 

L’objectif de ce sujet est I’evaluatlon de vos capacites à: 

l identifier des points de mesures sur une carte 

l mesurer ditMentes caracteristlques d’un signal de sortie 

l identifier difF&rents types de condensateurs 

0 calculer une intensit4 

l comparer deux schemas 

on donne 

l une alimentation stabiiisee fixe +5 volts 

l un circuit imprime cabie 

l unmuitimetre 

0 un oscilloscope 

l un chronom&re 

l cinq condensateurs de différentes valeurs 

on demande de: 

l rep&er des points de tests de mesures A partir d’un schema structurei et d’un 
plan de câblage. 

l mesurer une dur&. 

0 relever les oscillogrammes. 

l comparer la modification d’une dur4e en fonction de la variation de la capacite 
d’un condensateur. 

l modifier un plan de cabiage en fonction d’un nouveau schema structurei. 
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TRAVAIL DEMANDÉ 

1. Identification des points de mesures 

1 .l A l’aide du schéma structurel, repérer sur le plan de câblage les points de 
test de mesures ( Ptl, PG!; R3 et R4). 

1.2 à l’aide du plan de câblage, repérer, sur le schéma structurel, le brochage du circuit 
intégré. 

1.3 sur le plan de câblage, identifier les polar-i& du condensateur 
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de test = 8 

plan de câblage 
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1.4 fiecher sur le schéma STRUCTUREL les tensions suivantes. 

l VAK D.D.P. aux bornes de la L.E.D. 

l Vs tension de sortie de la bascule 

2. identification des condensateurs 

2.1 choisir, parmi les condensateurs mis à votre disposition, un 
condensateur de 470 fl et le placer sur son support en respectant la polar&& 

3. mesure, de temps long, au chronomètre ou une montre 

mesurer & l’aide du chronometre la durbe TB de 20 clignotements de la D.E.L. 

calculer la @r-iode T, d’un clignotement 

I T, = 

calculer la Mquence F, du clignotement 
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, 

4. mesure à I’oscilloscope 

mettre le circuit hors tension 

choisir parmi les condensateurs, un condensateur de 47nF. 

placer-le B la place du condensateur de 470 pF 

4.1 relever les osciiiogrammes Vz en Pt2 et VL en Pt3 en m&me temps 

calculer la p6riode T2 du signai V2 

I T2= 

calculer la fk6quence F2 du signal V2 

indiquer les 
calibres choisis 
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mesure de Vs max 

mesure de Vak max 

Calculer Vx = Vs max _ Vak max 

I 
v, = 

Vx reprihente la tension VR2 max 

calculer I’intensit6 passant dans la L.E.D. 

CAP A.M.M.B. - PARTIE ÉLECTRONIQUE PRATIQUE 50 25516 E3 DIAGNOSTIC ET 
INTERVENTION Page 618 



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE 

4.2 Relever des tensions V2 en Pt2 et V3 en fW 

indiquer les 
calibres choisis 

5 détermination de l’influence de la capacité du condensateur sur la 
fréquence du signal 

calculer le rapport (A) de la capacité C2 avec Cl 

c2 

A= -= 

Ci 

calculer le rapport (B) de la frbquence F2 avec Fi 

F2 
B=--= 

FI 

en comparant ces deux rapports A et B, décrire en quelques lignes l’influence 
de la capacité du condensateur dur la pkiode du signai 
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6 comparaison de deux schémas 

voici le schéma structure1 utilisant des portes NAND ( NON ET ) 

voici le schéma structure1 utilisant des portes NOR ( NON OU ) >13 I. L-- / p cs TB iJ 
Peut-on employer un circuit intégré à portes NOR à la place du circuit intégré NAND 
sans changer le circuit imprimé ( si oui pourquoi ? ; si non que doit-on modifier ? ). 
Le brochage des circuits intégrés NAND et NOR est identique . 
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